System sterowania
aparaturga kontrolno-
pomiarowag

l (lub odczytujac) dane
pod adres odpowiednie-
go portu wejScia/wyjscia
komputera. Dzieki temu
uzyskano mozliwo§é¢
tworzenia uniwersalnego
oprogramowania, gdyz
nie jest ono $cisle zwia-
zane z jakim$ konkret-
nym sprzetem. Dlatego
nie powinno sprawic
klopotéw utworzenie ap-
likacji sterujacej praca
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cych o duzych mozliwo-
$ciach. Tworzone aplikacje
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rznymi za pomoca interfej- | m " 3 =)
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LabVIEW to system
graficznego programowania
aplikacji kontrolno-
pomiarowych oraz systeméow
automatyki przemyslowej.
Gdy w 1983 roku firma
National Instruments
zaprezentowala po raz
pierwszy ten pakiet,
wywolal on mieszane
uczucia u odbiorcéow.
Koncepcja programowania
graficznego byla bardzo
odlegta od dotychczasowych
sposobéw tworzenia
aplikacji - programisci
zmuszeni byli zmienié
swoje przyzwyczajenia.
Tworzenie zaawansowanych
aplikacji pomiarowych

i sterujgcych moglo
odbywaé sie szybko

i nieporéownywalnie
mniejszym kosztem.
Dzisiaj, po wielu latach
rozwoju, $mialo mozna
stwierdzié, ze system
LabVIEW stal sie
standardem wsrod narzedzi
programistycznych do
tworzenia aplikacji
pomiarowych i sterujagcych.
W artykule postaramy sie
przyblizyé Czytelnikom ten

system w oparciu o wersje

ewaluacyjng 5.0.
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Rys. 4.

samodzielnie wykonanego zestawu
pomiarowego. Poniewaz jednak wiek-
szo§¢ pomiaréw jest wykonywana
z uzyciem powszechnie dostepnego
sprzetu, dostepna jest stale rozbudo-
wywana baza, zawierajaca definicje
konkretnych typéw przyrzadéw (rys.
1). Tworzenie aplikacji odbywa sie
w dwoéch oknach: ,Panel” i “Dia-
gram®.

Okno ,Panel“

W oknie ,,Panel” (rys. 2) jest
tworzony interfejs uzytkowni-
ka, budowany z elementéw
podobnych do znanych np.
z Delphi komponentéw. Do-
step do tych elementéw moz-
liwy jest za pomoca palety
,Controls“ (rys. 3) lub za po-
moca rozwijalnego menu (rys.
4). Elementy sa logicznie po-
grupowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, np. w grupie
,Numeric“ znajduja sie ele-
menty obrazujace dane liczbo-
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we (rys. 3). Dla poszczeg6l- B

nych elementéw ztej grupy R

; o ys. 6.
mozna zdefiniowaé¢ format

(np. data, liczba binarna itp.), precyzje
wyéwietlania liczb, dopuszczalny za-
kres liczb, kolor wy$wietlania, wielkosé¢
elementu - na rys. 5 pokazano element
,pokretto” z réznymi ustawieniami wta-
sciwosci. W grupie ,Boolean“ znajduja
sie elementy, ktére moga zobrazowaé
zachowanie elementéw dwustanowych,
np. diody LED, przelaczniki suwakowe,
wlaczniki zasilania itp. Najbardziej efek-
towna grupa jest ,Graph“. W jej
sklad wchodza elementy pozwala-
jace na wyswietlanie wynikéw po-
miar6w w postaci réznych wykre-
séw. Elementy z pozostalych grup
umozliwiaja operowanie na danych
tekstowych, budowanie menu i wy-
konywanie operacji dyskowych. In-
teresujaca cecha elementéw z palety
,Controls“ jest dualno$¢ ich funkcji
- za pomocs ,pokretta“ mozna wpro-
wadza¢ dane (np. czestotliwo$é ge-
nerowanego sygnalu) iten sam ele-
ment moze stuzyé do wyswietlania
mierzonej wartoSci.

Okno ,Diagram*
W oknie ,Diagram“ jest wyswietlany
graficzny ,kod“ - obraz budowanej ap-

likacji (rys. 6). Widoczne na rysunku
elementy odpowiadaja znanym z trady-
cyjnych jezykéw programowania fun-
kcjom 1 instrukcjom sterujacym. Paleta
,Controls“ jest zastepowana paleta
,Functions“ (rys. 7), ktéra zawiera mie-
dzy innymi funkcje arytmetyczne, lo-
giczne, poréwnywania, komunikacyjne,
operacji wejScia/wyjécia i analizy syg-
natowej. Polaczenia pomiedzy poszcze-
gélnymi elementami obrazuja
spos6b wykonywania progra-

mu. W oknie ,Diagram® moz-
na réwniez $ledzi¢ wykony-
wanie programu oraz ustawiac
putapki programowe.

Przyklad

O tym, jak latwo buduje
sie aplikacje za pomoca Lab-
VIEW najlepiej przekonaé sie
] ﬂ na przykladzie. Na pustym

Rys. 9.
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panelu umieszczamy , Wafeform Chart“
z grupy ,Graph“ oraz wlacznik zasi-
lania z grupy ,Boolean“ (rys. 8). W ok-
nie ,Diagram“ dodajemy funkcje ge-
nerujaca liczby losowe, instrukcje ste-
rujaca ,,While Loop*, funkcje opéznie-
nia wykonywania petli i nastepnie
wykonujemy potaczenia (rys. 9). Ito
juz koniec, po drobnych zmianach kos-
metycznych otrzymujemy aplikacje po-
kazana na rys. 10. Oczywiscie warto-
§ci pomiarowe powinny pochodzié
np. z przetwornika AC zamiast gene-
ratora liczb losowych, a dane pomia-
rowe mozemy zapisa¢ w pliku. Na in-

nym wykresie mozemy wyswietli¢ wy-
nik dzialania jednej z funkcji statysty-
cznych itd. Mozliwos$ci rozbudowy-
wania naszego prostego przykladu sa
naprawde ogromne.

Tworzenie aplikacji pomiarowych
dzieki LabVIEW jest tatwe i szybkie.
Olbrzymia liczba funkcji zawartych
w tym pakiecie powoduje, ze za jego
pomoca mozna tworzy¢ aplikacje do
bardzo r6znych =zastosowan. Jest to
idealne narzedzie do tworzenia rozbu-
dowanych systeméw kontrolno-pomia-
rowych oraz aplikacji zbierajacych
i analizujacych dane pomiarowe. Przy-
ktadem moze by¢ np. system kontroli
jakoSci montazu uktadéw scalonych
(rys. 11).

Przedstawiony tu opis mozliwosci
pakietu LabVIEW jest bardzo skrétowy
i wyrywkowy. Nalezy jednak zwrécic
uwage na mozliwo$§¢é gromadzenia
i przetwarzania danych w systemie
rozproszonym (réwniez za posredni-
ctwem Internetu). Mozliwa jest rd-
wniez wymiana danych z innymi ap-
likacjami za pomoca bibliotek DLL
oraz technologii ActiveX. Pakiet Lab-
VIEW moze pracowa¢ na komputerach

PROGRAMY

PC (Windows 3.1/95/98/NT), Macln-
tosh (System 7/8) oraz wielu unikso-
wych stacjach roboczych. Kompilator
jezyka G dla Windows umozliwia ge-
nerowanie plikéw wykonywalnych.
Od 16 sierpnia br. jest dostepna
wersja 6i pakietu LabVIEW. W jednym
z kolejnych numeréw postaramy sie
zaprezentowaé Czytelnikom EP moz-
liwoéci tego pakietu.
Pawet Zbysinski

Na plycie CD-EP09/2000 znajduje sie
LabVIEW 5.0 w wersji ewaluacyjnej.
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